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14:15 Uhr More than Silicon

— Kundenspezifische Prozessanpassungen fur die
Integration von Sensoren

— 3D-Integration von Sensoren mit Through-
Silicon-Vias

— Optische Sensoren

15:00 Uhr Von der Ausfallanalyse zur Anamnese und
Riickkopplung auf Qualifikation von Bauteilen
und Baugruppen o= s

OKOSYSTEM FUR

~ Fehleranalysemdglichkeiten QUALIFIZIERTE ASIC-ENTWICKLUNG

— Zuverlassigkeitstest z.B. nach Automobil- und UND SUPPLY CHAIN SERVICES

anderen internationalen Standards
— Robustness Validation

WORKSHOP, 24.10.2017, FRAUNHOFER IIS
15:45 - 16:00 Uhr Pause

Ca. 16.00 Uhr Diskussion & Networking
Begleitend: Table Top Exhibition

Ende der Veranstaltung gegen 17:00 Uhr
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Institutsleitung
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PROGRAMM

Bendtigen Sie langfristig verflgbare hohe Funktionalitat, Zuverlas-
sigkeit und Performance lhres Systems? Dann sind anwendungs-
spezifische integrierte Schaltungen (ASICs) die optimale Losung!
Denn ASICs bieten in vielen Anwendungen entscheidende Vorteile
gegenuber diskreten Losungen mit Standardkomponenten.

Sie ermdglichen geringe Systemkosten, schiitzen effektiv vor
Plagiaten und sichern so Ihr eigenes Know-How.

Gerade flr mittelstandische Unternehmen ist ein deutlich anderer
Entwicklungsablauf fir ASICs im Gegensatz zu diskreter Elektronik
eine groBe Hurde. Die Entwicklung und Fertigung von Prototypen
dauert wesentlich langer und eine Korrektur mit dem Lotkolben
ist nicht moglich. Fir den fehlerfreien Schaltungsentwurf werden
unter anderem Expertenwissen und komplexe Software-Tools
bendtigt.

In diesem Workshop prasentieren die Partner ams, Fraunhofer IIS
und RoodMicrotec ihre Kompetenzen und Leistungen, mit denen
sie ihre Kunden gemeinsam bei der ASIC-Entwicklung von der
Idee bis zum qualifizierten Serienprodukt begleiten:

ams als Halbleiter-Hersteller mit zuverlassigen CMOS-Prozessen
(180 nm und 350 nm), das Fraunhofer IIS als Entwickler an-
wendungsspezifischer integrierter Schaltungen und Systeme,
RoodMicrotec als Anbieter von Testl6sungen, Qualifikationen
nach etablierten Standards, Supply Chain Management sowie
Technologie- und Fehleranalyse (RMA - Return Material Analysis).

Die Seminarthemen im Detail

Dr. Norbert Weber, Fraunhofer IIS

Rene Kautschitsch, ams
Dr. Jerzy Kudlaty, ams

Dr. Volker Peters, Fraunhofer IIS

Norbert Schuhmann, Fraunhofer IIS

Thomas Drischel, Fraunhofer IIS

Reinhard Pusch, RoodMicrotec



